
ecTOFは、1回のGC測定で
EIおよびCIスペクトル情報を
同時に取得できる今までに
なかったGC-HRMSです。

高分解能EI/CIデュアルイオン化GC-TOF MS高分解能EI/CIデュアルイオン化GC-TOF MS

ターゲット/ノンターゲット多次元分析

ecTOF

Innovation with Integrity
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プリカーサーイオン情報(ソフトイオン化CI）と
NIST検索可能なフラグメントイオンスペクトル
(70eV EI)による構造情報を一回の分析で同時
に得ることで、擬陽性が大幅に減少し、複雑なサ
ンプル中の未知化合物でも信頼性の高い同定
が可能となります。　　　　　　　　

さらに、ecTOFは分析速度と装置の稼働時間を
向上させ、より迅速で信頼性の高いデータ処理
を可能にします。 GC-HRMSを用いた複雑なサ
ンプルのターゲット分析、ノンターゲット分析、サス
ペクト分析が新たなレベルに到達しました。

分子量情報分子量情報

構造情報構造情報

高分解能・高質量精度GC-MSを用いてCI(赤)とEI(青)クロマトグラムを同時に記録し、分子イオンとフラグメント
情報を同期して取得することで、複雑なサンプルであっても化合物同定の精度が向上します。

	� 高速イオン光学スイッチングにより、GC分離後に1台のTOF質量分析計で分子情報(CI)　                          
および構造情報(EI)を同時に取得可能です。 

	� EIおよびCI情報をグループ化して解釈するための単一データ処理ワークフロー 

	� 信頼性の高い化合物同定と定量



メンテナンスが少なく、高い柔軟性と高感度をメンテナンスが少なく、高い柔軟性と高感度を

兼ね備えたCIイオン源兼ね備えたCIイオン源
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	� ガラス管内で生成される一次イオン化としてのヘリカル共
振器プラズマ（HRP）。その後、分離された反応物と分析対
象を加えることで、CIメカニズムを完全に制御することが可
能です。 

	� 幅広い反応試薬の選択:GC分析中に、追加のガス供給や
ハードウェアの変更なく、N2H+からH3O+、H(H2O)n+、NH4

+へ
反応イオンを迅速かつ自動で切替え可能です。              

   (完全一体型透過チューブ設計)

	� イオン化領域内での非電気的加熱によってフラグメ
ンテーションが少ないため、高強度の分子量情報が
得られます。

                                                                                                          
	� 長期安定性が高く、メンテナンスが不要で完璧なク
ロマトグラフィー性能を実現：一次プラズマは電極や
その他の敏感な材料と接触せず、不活性材料によっ
て320℃までの高温に耐えられます。
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アプリケーション例アプリケーション例

環境分析環境分析 食品、香り、香料の分析食品、香り、香料の分析

メタボロミクス解析メタボロミクス解析 排ガス分析排ガス分析

*本製品は研究用です。臨床診断目的には使用できません。
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